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1. NEEE
118 2 : B2 S2ILS
1.2 2 2 : STL-RC
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2. ANIEZHI
2.1 ZH|Y : StSTHESAIE D] (Universal Testing Machine)
2.2 MZAF © ZWICK (Germany)
2.3 2E43g : 1200 kN
2.4 ZAX 20124 042 05

3. ANIEJIE
3.1 &&3XxA
3.1.1 AlE2% : (20 £2 ) T
3:1.2 AIES : (40 £10 ) % R.H.
3.2 AIE X2
3.2.1 at=2Ioret4al @ HAMO
3.2.2 AIE&=% : 1.5 mm/min
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